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第1章 例程演示内容 

1.1 测试内容 

1. FMC 基本读写擦接口 

2. FMC 小数据读写接口 

3. FMC 硬件 CRC32 校验接口 

4. FMC 读取 Flash INFO 区接口 

1.2 环境配置 

1.2.1 软件环境 

例程工程文件： 

<PAN1080-DK>\03_MCU\mcu_samples\FMC\keil\FMC.uvprojx 

例程源文件目录： 

<PAN1080-DK>\03_MCU\mcu_samples\FMC\src 

1.2.2 硬件环境 

1、 PN1080 EVB 一块 

2、 串口（打印接口，TX: P00，RX: P01，波特率 921600） 

3、 SecureCRT（串口打印工具） 
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第2章 例程演示流程 

2.1 环境配置 

2.1.1 测试程序编译烧录 

打开测试工程，确保可以编译通过。 

2.1.2 硬件接线 

接线方面，Flash 已经内置在 SoC 中，因此无需特别接线。 

2.2 FMC 工作流程 

参考 User Manual 文档。 

2.3 测试程序初始化 

硬件连线完成并烧录测试程序后，EVB 上电，观察串口是否正常打印例程主菜单。 

 

2.4 基本功能验证 

2.4.1 FMC 基本读写擦接口 

在主菜单下，输入‘0’命令，验证 FMC 基本读写擦功能： 

测试目的： 

验证 FMC 基本读写擦接口工作是否正常。 

测试预期： 

对 Flash 某块区域分别进行擦除、写入、读取等操作，比较写入与读取的值是否一致。 

测试现象： 
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测试分析： 

由 Log 可知，FMC 基本读写擦操作接口均工作正常，符合预期。 

2.4.2 FMC 小数据读写接口 

在主菜单下，输入‘1’命令，验证 FMC 小数据读写功能： 

测试目的： 

验证 FMC 读写小数据的接口工作是否正常。 

测试预期： 

擦除一个 Flash Sector（4KB），并使用读取小数据的接口读取此 Sector 的内容，发现擦除

成功（读到全 0xFF），接着使用写入小数据的接口想此 Sector 的前 32 字节写入数据，再顺手读

取小数据的接口将写入的数据读出，发现读出的数据与写入一致。 

测试现象： 

 

测试分析： 

由 Log 可知，FMC 读写小数据的接口均工作正常，符合预期。 

2.4.3 FMC 硬件 CRC32 校验接口 

在主菜单下，输入‘2’命令，验证 FMC 硬件 CRC 校验功能： 

测试目的： 

验证 FMC 硬件 CRC32 校验接口工作是否正常。 
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测试预期： 

FMC 硬件 CRC32 校验功能正常。 

测试现象： 

 

测试分析： 

本例程分别使用 FMC 硬件方式和纯软件方式计算整块 Flash 代码区的 CRC32 值，比较两种

方式的计算结果是否一致。 

由 Log 可知，硬件 CRC32 结果与软件计算结果一致，符合预期。 

2.4.4 FMC 读取 Flash INFO 区接口 

在主菜单下，输入‘3’命令，读取 Flash INFO 区内容： 

测试目的： 

演示读取 Flash INFO 区内容的方法。 

测试预期： 

尝试读取 Flash INFO 区（大小 4KB）的前 256 字节的内容，并将其打印出来。 

测试现象： 
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测试分析： 

由 Log 可知，成功读取并打印出 Flash INFO 区前 256 字节的内容，符合预期。 

需要注意的是，Flash INFO 区是 PAN1080 芯片的内部保留区域，其用于存储 PAN1080 的一

些出厂设置。在实际的芯片中，不同版本/批次的量产芯片，Flash INFO 区可能有内容，也可能

无内容，因此不可将 INFO 区是否有内容作为识别芯片是否为量产芯片的标准。 
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第3章 使用注意事项 

1、 Flash 的 Clock 范围最大值为 AHB Clock 频率，最小值为 AHB Clock 的 1/30。 

2、 由于 Flash 物理特性，在写 Flash 之前，应将目标地址对应的 Page 或 Sector 内容擦除，否

则写入的数据可能非预期。 

3、 FMC 有两种基本应用场景： 

一是程序运行时，CPU 通过 FMC 从 Flash 中取指令执行，此方式完全由硬件操作，无需软

件配置； 

二是希望在 Flash 中存储数据，此方式需软件使用 FMC Driver 中的读写擦对应 API 进行操

作。 

4、 使用软件方式操作 Flash 之前，需要确保 Enhance Mode 已经被 Disabled，否则操作将会无

法正常执行。 

5、 Flash 尾部 4KB 空间被划分为 Flash INFO 区，只用于存储数据，不能执行程序。 
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